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摘要(译)

本发明提供了一种液晶显示器阵列基板及其断线检测方法。阵列基板包
括显示区域和检测区域，显示区域内设置有作为信号线的栅线和数据
线，检测区域内设置有测试线和移位选择开关装置，测试线与信号线的
一端连接，信号线的另一端连接移位选择开关装置，移位选择开关装置
与判断信号线断线的检测设备连接。断线检测方法包括：测试线向所有
栅线或数据线输入加载信号；移位选择开关装置依次选通栅线或数据
线，向检测设备输出栅线信号或数据线信号；检测设备根据栅线信号或
数据线信号，判断栅线或数据线是否断线。本发明通过测试线向各信号
线输入加载信号，通过移位选择开关装置采集各信号线上的信号，因此
能够有效、准确地检测出栅线或数据线断线。
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